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   Ementa DRX 
 
1. Finalidade da técnica 
2. Fundamentos teóricos 
3. Procedimento experimental 
4. Análise dos resultados 
5. Refinamento de Rietveld 
 
 
 



 
Ementa XPS 
 
1. Introdução  
2. Aspectos fenomenológicos e fundamentos 
3. Instrumentação 
4. Obtenção e interpretação do espectro fotoeletrônico 
5. Áreas de aplicação 
6. Conclusão 


